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== (54) Title: METHOD AND DEVICES FOR DEPOSITING SAMPLES ON AN ELECTRICALLY SHIELDED SUBSTRATE 

= (54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNGEN ZUR PROBENABLAGE AUF EINEM ELEKTRISCH 
= ABGESCHIRMTEN SUBSTRAT 



On 




(57) Abstract: Disclosed is a method for 
depositing samples, in which at least one 
sample (10) is disposed on a substrate (30). 
Said method comprises the following steps: 
a sample dispenser (20) is placed above the 
substrate (30), and the sample dispenser 
(20) is actuated such that the sample (10) 
is moved from the sample dispenser (20) 
to a predetermined deposition position (32) 
on the substrate (30) along a trajectory 
(11), at least one section of the trajectory 
being shielded against electrical interference 
fields. Also disclosed is a substrate (30) 
for receiving samples (10), comprising 
a substrate body (31), on the surface of 
which at least one deposition position (32) is 
provided, and a shielding electrode (40) that 
is designed so as to electrostatically shield 
the space above the at least one deposition 
position (32) against electrical interference 
fields. 



If} (57) Zusammenfassung: Ein Verfahren zur Probenablage, bei dem mindestens cine Probe (10) auf eincm Substrat (30) angeordnet 
O wi^ umfasst die Schritte Positionierung eines Probendispensers (20) liber dem Substrat (30) und Betatigung des Probendispensers 
© (20), so dass die Probe (10) vom Probcndispcnser (20) entlang ciner Flugbahn (11) zu einer vorbestimmten Ablagcposition (32) 
^ auf dem Substrat (30) bewegt wird, wobei wenigstens ein Teil der Flugbahn (11) gegen elektrische Storfelder abgeschirmt wird. 
Q Es wird auch ein Substrat (30) zur Aufnahme von Proben (10), mit einem Substratkorper (31), auf dessen Oberflache mindestens 
^ eine Ablageposition (32) vorgesehen ist, und einer Abschirmelektrode (40) beschrieben, die zur elektrostatischen Abschirmung des 
Raumes oberhalb der mindestens einen Ablageposition (32) gegen elektrische Storfelder eingerichtet ist. 
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